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� Alle 3 Produkte der Produktfamilie

Beleuchtetes 100X-Standmikroskop zur direkten Messung

Produkt #55-679 

- 1 +
 

Mengenrabatte

Stk. 1-4 €505,00 stückpreis

Stk. 5+ €480,00 stückpreis

Need More? Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Beleuchtungsart:
Adjustable & removable, battery operated

Fokustyp:
Rack and Pinion

4 In Stock

€505
,00

+ WARENKORB

SPEZIFIKATIONEN

Alle Produkte Mikroskopie Taschenmikroskope zur direkten Messung Beleuchtete Standmikroskope zur direkten Messung

  Deutsch ⌄ EUR ⌄ Kontakt

http://www.edmundoptics.de/contact-support/
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Hinweis:
Magnification includes 10X Eyepiece

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Bildfeld (mm):
1.8

Einteilung:
0.01mm/0.001"

Höhe (mm):
200.00

Skala (mm):
0 - 1.0

Skala (Inch):
0 - 0.05

Gewicht (g):
580.00

Optische Eigenschaften

Vergrößerung:
100X

Arbeitsabstand (mm):
5.5

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Anzeigen

Reticle cannot and should not be removed or replaced.
40X und 100X Modelle
Strichplatten englisch/metrisch

Für schnelle und präzise Messungen in Laboren, Werkstätten und der Fertigung. Bietet eine Strichplatte mit doppelter Skala (Inch und Millimeter). Durch Drehung des Okulars wird die Strichplatte fokussiert. Über die vertikalen
Einstellknöpfe kann das Bild des Objekts fokussiert werden. Inkl. einer vertikal verstellbaren, batteriebetriebenen Lichtquelle, die auch für den anderweitigen Gebrauch entfernt werden kann. Das Mikroskop hat Aussparungen in
der Basis, die eine Bearbeitung des Objekts erlauben.

Bitte beachten Sie: Die Strichplatte kann und sollte nicht entfernt oder ersetzt werden.

PRODUKTDETAILS
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